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Maßbild (mm):   Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c 
Mechanical outline   General tolerances 
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(Tolerances grid distance)

DC = Date Code
F    = Factory

3,5±0,5

14

Beschriftung:
(marking)

DC     F  

Anschlußschema: 
Schematic diagram 
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Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte): 
Operational data/characteristic data (nominal values): 

IN = 2,5 A  L  =  140 µH  (NI+NII in Reihe/series) 
IN  = 5,0 A  L  =    35 µH  (NI+NII parallel) 
 
∆I = 0,2 • IN 

 
f  ≤ 200 kHz τmax ≥  0,25 
 
Umgebungstemperatur/ambient temperature:   -40 °C ..+  60 °C 
Lagertemperatur/storage temperature:      -40 °C...+125 °C 

Endprüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1) 
Final inspection 
 
1) (V)  M3014:  Up,eff   =0,5 kV,  2 s, NI gegen/to NII 

 

2) (AQL 0,25) M3214:  L =  140 µH + 25% - 10%,   IDC =  2,5 A,  f = 100 kHz,  UAC,eff  =250 mV 
     (NI+NII in Reihe/series) 
 
3) (AQL 1/S4)   RCuI = RCuII   ≤   43 mΩ 
 
4) (AQL 1/S4) M3029:  Lötbarkeitstest 
     Soldering test 
 

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur 
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature 

Weitere Vorschriften: 
Applicable documents: 

Anschlußträger UL-gelistet 
Terminal   UL-listed 

Datum Name Index Änderung 
25.08.97 Lo. 81 DB überarbeitet, Maßbild und Betriebstemperatur-Temperaturangaben aktualisiert. Ohne Umlauf verteilt. 

 

Anschlüsse: 
Connections: 
 
Cu-verz.∅ 0,71 mm 
cu-tinned  

ü  =  1  :  1 

6161-X002 
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